Curso de localizacion de averias
en los equipos digitales

N

Q Autoevaluacion
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Autoevaluacion

m Lea detenidamente la pregunta y
contéstela en los espacios en blanco o
seleccione la solucion adecuada en las
cuestiones de multiple eleccion. Responda
a todas las preguntas antes de comprobar
las respuestas.

m La respuesta se encuentra en un fichero
adjunto a este documento.
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1. Autoevaluacion

m  Relacione las ocho principales categorias
de los problemas del equipo digital.
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2. Autoevaluacion

m Relacione las cuatro fases de la
localizacion de averias digitales.
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3. Autoevaluacion

m  El objetivo de la reparacion del equipo
en su lugar de uso es lograr:
a) Disminuir mas averias en su transporte
by Conseguir mayor rapidez
c) Sustituirla por otras maquinas.
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4. Autoevaluacion

En el diseno de los montajes de los
prototipos y en el equipo recien
fabricado el problema mas comun es:
a) Sobrecalentamiento
b) Problemas de sincronismo
c) Fallos mecanicos
d) Errores de cableado
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5. Autoevaluacion

m Los errores del operador en el uso y
aplicacion del equipo, asi como la
Interpretacion incorrecta de los resultados
se denomina problemas
de
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6. Autoevaluacion

m La ausencia de tensiones alternas y
continuas es frecuentemente el resultado

de un fundido.
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7. Autoevaluacion

m Los componentes fallan
mas a menudo gue los electronicos.
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8. Autoevaluacion

¢, Cual de los siguientes no es un tipico
problema electromecanico ?
a) Patilla rota

by EXcesivo retardo en puerta de un circuito
Integrado

c) Cable roto
d) Contactos de rele sucios
e) Conmutador defectuoso
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9. Autoevaluacion

m El factor ambiental que mas afecta al
equipo electronico es el
de
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10. Autoevaluacion

m La mayoria de los fallos en los circuitos
Integrados, tanto internos como externos

son las conexiones
o) entre las patillas.
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11. Autoevaluacion

m El conjunto de manuales instrucciones,
referencias, etc., del equipo electronico se
conoce por
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12. Autoevaluacion

m Los programas de pruebas o las técnicas
de autocomprobacion internas se llaman
elementos de
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13. Autoevaluacion

m S| faltan las tensiones de corriente
continua, el problema probablemente
reside en la
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14. Autoevaluacion

m La comprobacion de las senales desde la
entrada hasta la salida se llama:
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15. Autoevaluacion

Una de las tecnicas mas rapida y
efectivas para la reparacion de los
circuitos integrados y de las placas de
circuitos impresos es la de:
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16. Autoevaluacion

m Las pruebas efectuadas con el equipo
funcionando se
denominan
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17. Autoevaluacion

m Un dispositivo que da simultaneamente
los estados l6gicos de todas las patillas de
un circuito integrado se
denomina
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18. Autoevaluacion

m  El contacto de la sonda logica a una
patilla de un circuito integrado hace que
ambas lamparas indicadoras se
apaguen. La averia mas probable es:

a) Circuito abierto

by Un cortocircuito

¢ El 1 binario permanente
d)y Oscilacion espurea
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19. Autoevaluacion

m  Una sonda légica con los indicadores
destellando repetidamente significa que
esta registrando un:

a) Cero binario

by Uno binario

¢) Tren periodico de impulsos
d) Circuito abierto
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20. Autoevaluacion

m  Una entrada abierta a una puerta de
tecnologia TTL se indica por un:
a) Cero binario
b) Uno binario
c) Nivel de +5 voltios
d) Nivel de + 1,5 voltios
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21. Autoevaluacion

m Un dispositivo que inyecta un impulso en
un circuito digital se
llama
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22. Autoevaluacion

m Un retardo de propagacion se mide mejor
con un
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23. Autoevaluacion

m Cuando se quita un circuito integrado de
una placa de circuito impreso se ha de
cuidar el proceso
de
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24. Autoevaluacion

La electricidad estatica puede destruir los
componentes construidos con

tecnologia SI No se
manejan adecuadamente.
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25. Autoevaluacion

B Un error comun es instalar un circuito
Integrado
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26. Autoevaluacion

La principal ventaja de un analizador
l6gico es:
a) Su presentacion en pantalla

b) Su capacidad para observar muchos canales
simultaneamente

c) Su velocidad de funcionamiento
d) Su memoria
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27. Autoevaluacion

m Las tres modalidades de presentacion de
un analizador l6gico son las
de , de Yy
de
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28. Autoevaluacion

m El circuito interno principal de un
analizador logico es la
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29. Autoevaluacion

Los numeros binarios especificos, las
palabras binarias 6 los codigos se
reconocen mejor en la modalidad de
presentacion de en el
analizador logico.
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30. Autoevaluacion

m El instrumento de pruebas gque reconoce
un modelo unico de 16 bits de una serie
de datos de entrada se
denomina
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B Respuestas a la Autoevaluacion:

1.

9.

Autoevaluacion:
a. Problemas de usuario
Fallos de fabricacion.
Fallos de la fuente de alimentacién
Averia de un componente
Problemas de sincronismo
Ruido
Efectos ambientales
Problemas mecanicos
Autoevaluacion
a. Reunir informacion
b. Aislar el problema
c. Efectuar la reparacion
d. Probar el funcionamiento correcto
Autoevaluaciéon
b. Conseguir mayor rapidez
Autoevaluaciéon
d. Errores de cableado
Autoevaluaciéon
Usuario
Autoevaluacion
Fusible
Autoevaluaciéon
Mecénicos
Autoevaluacion
b. Excesivo retardo en puertas de un IC
Autoevaluacion
Las temperaturas altas

I e

10.Autoevaluacion

Abiertas, cortocircuitos

11.Autoevaluacion

Documentacion

12.Autoevaluacion

Diagnostico

13.Autoevaluacion

Fuente de alimentacién

14.Autoevaluacion

Seguimiento de sefial

15.Autoevaluacion

Sustitucién

16.Autoevaluacion

Dinamicas





17.Autoevaluacion
Pinza logica
18.Autoevaluacion
a. Circuito abierto

19.Autoevaluacion

c. Un tren periddico de impulsos
20.Autoevaluaciéon

d. Nivel de + 1,5 voltios
21.Autoevaluaciéon

Generador de impulsos
22.Autoevaluacion

Osciloscopio
23.Autoevaluacion

Desoldar
24 .Autoevaluacion

MOS
25.Autoevaluacion

Al revés
26.Autoevaluacion

b. Su capacidad para observar muchos canales simultdneamente
27.Autoevaluacion

Tiempo, datos, mapa
28.Autoevaluacion

Memoria
29.Autoevaluacion

Datos
30.Autoevaluacion

Analizador de firma





